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1. Wstęp

Przedmiiotem badatil3akistu komutatora MT410_bylo sprawdzenie

komunikacji z magistrale wewnętrzne kasety /NTELDIGIfa!PI.T.M

sprawdzenie poprawno6ci komutowania wybieranych Programowo

kanałów. Dokonano tal próby ok. 180 tys'..łącze6 sygnału
napięciowego w ka2dn kanal. .
Poddano również próbie przeciążenia napięciowego układ,
zabezpieczający w jednym z kanałów.

2. Dokumenty związane

2.1: Dokumentacja modelu pakietu komutatora stykowego Mr410

.Nr arch 4052._

2:2. Oprogramowanie systemowe urządzeń mikroprociiowych
-

INTELDIGIT—PI. Nr raj. 4508

-2.3. Założenia INTELDIGITPITM

2.4. Dokumentacja mahistrali kasety Mr900

Nr arch 4050.

3. Metodyka badań pakietu M47410

Zvi.' Skompletowanie stanowiska badan

3.2. Badania .

ts 'sprawdzenie połączeń na stanowisku
— uruchomienie pakietu symulującegp magistralę wewnętrzną

kasety INTELDIGIT!!PII!Me

sprawdzenie współpracy z magistrala kasety INTELDIGITi!PI!.
• sprawdzenia.poprawnolici wybierania kanałów.
. dobranie ćiasów- włączanial wyłączania.
— symulacja pracy grupowej komutatorów i sprawdzenie

sygnałów NY i NZ,
— próba ok. 180 tys. leczeń sygnału napięciowego.

• próba przeciążenia napięciowego.
. sprawdzenie współpracy, Pakietu M-410 z komputerem Mor800iti

-.4. Przebieg badań

4.1. W skład etanowiska, na którym badan6 pakiet komutatora.
M7410 wchodzi:4/4



• zostaw INTELDIGIT-PI z pakietem mikroprocesorowym

' t pulpitem testującym PT-4014

-.pakiet symulujący magistralę kasety,.

▪ oscy.loskopi OS 150 -,
r. zasilacze. ,

!!! generator impulsów.

4.2. Przed 15rzystąpienipm dobadań pakietu M-410 nalatało

uruchomić pakiet pośredniczący symulujący magistralę
. wewnętrzną kasety INTELDIGIT-PIT.M._ . .

Schemat pakietu .poóredniczącego podano na rys. 2.. Urucho-

mienie przeprowadzono za pomocą dwóch testów repetycyjnych

podanych w zali. 1.

Test pierwszy'słuty do sprawdzenia operacji pisania. Urit,7

chomienie polega na-dostosowaniu wydawanych sygnałówi do

standardu magistrali wewnętrznej kasety INTELOIGIT-TI-M.

Test drugi skuty do sprawdzenia, operacji czytania. Tak jak

poprzednió należy za"pomocot potencjometrów P1 i P2. ustawić

poprawność wydawania sygnału.
STROBE-w obu przypadkach Ognał
STROBE jest tworzony na podstawie sygnału AP za pomocą

układu podwojonego_uniwibratora 74123. Sposób regulacji.

sygnaiii STROBE ilustruje rys. 2.. •

Potencjometrem Pi regilluje się czas TI.

Potencjometrem P2 reguluje" się czas T2.
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4.4. Sprawdzenia współpracy pakietu z magistrale INTELDIGITTpI
* .dokonano za. pomocą testu repetvcyjnego podanego w załącz—

niku 2.

Test umożliwia realizacji pełnego cyklu kluczowania doWoiT
, -

nogo kanału komutatora. Wyboru numeru kluczowanego kanału'
dokonuje sit za pomocą klawiszy D /LSB/ pulpitu testują"
cego PTT101 w sposób następujący,:

Klawisze D /LSB/

— waxfość O 64 t

•?• 5 21 3 O

, X X X'
k 

Kr kcl h (LIU .

Opólnienie pomiędzy kolejnymi łączeniami kontaktronów
Zawiera- sig w zakresie I ms 256 ms i jest nastawiane

na klawiszach D /MSB/ pulpitu PT-101.

Ponadto test powoduje,przesłanie aktualnie wpisanego do
rejestru w pakiecie numeru kenału.oraz linii DAT-6 da
akumulatora i wyświetlenie jago zawertótici na lampkach
D /LSB/ pulpitu PTT101.

Po uruchomieniu testu i nastawieniu czasu opótnienia

dogodnego dla obserwacji .na oscyloskopie sprawdzana popraw."

ność sygnałów występujących w pakiecie. PO usunięciu .zati

walonych błędów osiągnięto wynik pozytywny.

4.5. W celu sprawdzenia poprawności wybierania kanabfiw i pracy
poszczególnych jkontakttonów naloty doprowadzić do pakietu'

, napięcie 12V zasilające cewki kontaktronów. Natomiast
w celu obserwacji pracy poszczególnych kontaktronów" należy
-doprowadzić do ich wejść kluczowany sygnał o stałym poziomi
Wybrano proste rozwiązanie T wszystkie wejścia 8" kanałów
dołączono do napięcia + 5V, sygnał wyjściowy obserwowano na
3 kanałach osóyloskopu. Obserwacja taka umożliwia dobranie
czasów włączantii wyłączania kontaktronów. Stwierdzono

nieprawidłowości w pracy wielu Icontektronów co świadczy
o niskiej jakości tych elementów. i braku kontroli techicvr
nej u producenta. Wadliwe ,kontaktrony wymieniono.

Dobrano czas impulsu generowanego przez uniwibrator AB

1,8 ms. Czas impulsu generowanego przez uniwibrator A9

ustalono na 3.0. ms.:
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4 6 Ponieważ nie istnieje drugi e' gzemplarz pakietu M11,4I0

dokonano symulacji pracy grupowej komutatordwipoprzei ,

..wryinuszenie zewnętrzno odpowiednich -poziomów sygnał& '

NY 1 NZ. Otrzymano wynik pozy.tywniTfaj próby.

Doskonerlo prSby'ok. 100tys* Ięczeri kadego kenelu
A 'Raczenia .co 5 ms, czoo trwania ok. 15 min/ sygnału
 ięciowege'5V. Po tej_próbiestyk y_ladoym z  konta.
IktromÓw ule-9k uszkodzeniu. UszkOdzenie pologalo na bardzo

„długim drganiu styku.'Oest to najcZęóciej występujące.
yezkód&---e zauw-atone podczab badań:. •

.4.8...'Poddano -próbie przeciatenia napięciowego jedno z wejdet
'pakietu 147.410. Po podgrzaniu pakietu do 60°C.dolwzono:

-do wejdoia-tiopięcie.50V na czas 1 min. Wyhik pozytywny.

4.9. 'Dokonano sprawdze.nia współpracy pakietu fvf.:410 z komputore1,11
• ml4poo.Wynik. pozyfywn3.
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5. Wnfoaki.

„Najmdstawie przeprowadzonych badan stivierdzonó niskg

jakość samych przekaźnik& ko.ntaktrohowych..
W zwillzku z .tym postuluje się* . .

-dokładne Sprawdzanie każdego przekaźnika _przed zamonto.!
wwiem go do pakietu..

prawidłowy montaż /stosowanie otworów w-plyoie-drukowanej
- o odpowiedniój órodnicy.i unikanie wyginania końcówek,".
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ZALACZNIK NR 1

TEST PIERWSZY 8(PISANIE).

1B AO
(1000-1010)
1000 D3 OUT OC
1002 DB IN OA
1004 4F NOV
1005 DB IN OB
1007 47 NOV
1008 21 LXI HrEA16
100B 71 NOV HC
100C 23 INX H
10013 70 MOV MrB
100E C3 JMP 1000

TEST DRUGI (CZYTANIE).

* W P - 1B AO
(1100-'4110)
1100 133 OUT OC
1102 21 LXI HrE216
1105 4E NOV GrM
1106 23 INX H
1107 46 NOV
1108 79 MOV ArC
1109 133 OUT OA
11013 78 NOV ArB
110C 133 OUT OB
110E C3 JMP 1100
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ZALACZNIK NR 2

* W P - 1B AO
<1200-121A>
1200 D3 OUT .0C
1202 DB IN OA
1204 21 LXI HyE816
1207 77 NOV MIA
1208 23 INX H
1209 77 NOV MyA
120A 06 MVI By01
120C DB IN .0B
120E 4F NOV CyA
120F E7 RST 4
1210 21.LXI HyE016
1213 7E NOV ApM
1214 23 INX H
1215 46 NOV BIM
1216 D3 OUT OA
1218 C3 JMP 1200
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